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INTRODUCCION

PRESENTACION

Origen

e Spin-off del Grupo de Fotdnica Aplicada, APG (Universidad del Pais Vasco).

Mision de la compania

e Aplicacion de soluciones fotonicas a todo tipo de procesos industriales.

Tecnologia propia

e Sistema de monitorizacion de los alabes — Turbinas, compresores, ventiladores....
¢ |ntegracion de sensores basados en espectroscopia en el sector de alimentacion.
e Desarrollo de biosensores para el sector de la alimentacion y médico.
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PROBIL.IMA

DIGITALIZACION EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

v Datos mediante instrumentacion avanzada.

v Informacion util.

v Ajuste de la produccién en tiempo real y mejora de la gestion.

OBIJETIVOS:
v Eficiencia v’ Calidad v/ Trazabilidad
Reduccidon de los costes de Garantia de calidad, Garantia de origen y caracteristicas
produccion, los residuos y el homogeneidad, satisfaccion de la materia prima y deteccion de |
y fidelidad de los clientes. productos adulterados. Seguridad.

reprocesamiento; optimizacion
de los recursos.
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SOLUCION

PLATAFORMA AONIR

v" Mediciones en tiempo real (segundos).

v" Minima o nula preparacién de la muestra.

v Resultados 6ptimos para diferentes tipos de productos: liquidos,
polvo, granos, lodos, etc.

v Determinacion de multiples parametros al mismo tiempo.

v" Mediciones no destructivas.
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CARACTERIZACION DE FHARINA
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Medicion de 21 muestras de harinas de diferentes tipos

Parametros:
Proteina
Humedad

Alveograma: |

« P/L
G
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CARACTERIZACION DE IHARINA

Proteina (%)
= Construccion modelo PLS con 15 muestras de harina.
= Se predice, a partir de ese modelo, el % de proteina en las 5 restantes.

AOTECH  ({
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daveiga

producion responsable

14
135 5 Latent Variables
RMSEC =0.33499
13 b RMSECVY = 0.34259

Calibration Bias = -1.7764e-15
| | CV Bias =0.0014101

R? (Cal,CV) = 0.936,0.934

Muestras usadas en prediccion: M6, M9, M14, M18 y
M?20, respectivamente.

Y CV Predicted 1 Proteina
&

105 5LV Muestra 1 | Muestra 2 | Muestra 3 | Muestra 4 | Muestra 5| Mean Error
ol Y Measured 1 Proteina 11,89 12,74 13,03 12,58 9,57
Y Pred. Mean 12,08 12,70 12,86 12,11 10,04 2,79%
951 Y Pred. Relat. Mean Error | 2,38% 1,04% 1,87% 3,76% 4,92%
ol

9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5
Y Measured 1 Proteina
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AONIR. /
CARACTERIZACION DE HARINA

o 28 Muestras Error de
o Off-line Prediccin

l.e. (%) 9.07%

i« -9 PHOTONICS
bt w? 4LBAKERY

v" % Proteina
v" % Humedad G 4.74%
v" Alveograma

P/L 6.46%

Error de L (mm) 11.56%
Prediccion

P (mm) 9.02%

Proteina (%) 1.82%
Humedad (%) 1.39% W 14.59%
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AONIR. /
MONITORIZACION DEL PROCESO DE AMASADO
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Buenos modelos predictivos para la determinacion del punto
optimo de amasado.

Buenos modelos de clasificacidon para evaluar si la masa esta |
correctamente amasada.

Buenos modelos de clasificacidon para discernir entre los
problemas relacionados con el tiempo de amasado o la cantidad
de agua (falta-exceso).
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MEDIDA IN-LINT:
% DI PROTHINA, GRASA Y SAL N MASA

MASAS DE EMPANADA
Medicion de 13 masas distintas

v Grasa
v'Proteina
el

Contenido en
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MEDIDA IN-LINE.:
% DI PROTHINA, GRASA

PROTEINA

lamastelle

elaborado por personas asombrosas

6.6

6.4 -

6.2

Y Predicted 1

3 Latent Variables
RMSEC = 0.07611 1
RMSECV = 0.084211
Calibration Bias = 0

CV Bias = 0.0042734

R? (Cal,CV)=0.940, 0.927

6 6.2 6.4 6.6
Y Measured 1

6.8

Y Predicted 1

o
o

4 Latent Variables
RMSEC = 0.52599

RMSECV =0.57787
Calibration Bias = -1.7764e-15
CV Bias =0.018348

R? (Cal,CV) = 0.757, 0.708

12.5 13
¥ Measured 1

13.5 14

14.5

Y Predicted 1
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Y SAL BN MASA

SAL
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| 4 Latent Variables
15¢ : RMSEC = 0.3978 H
| RMSECV = 0.44858
1F 1 Calibration Bias = -4.4409e-16 |
: CV Bias =-0.021437
05711 R? (Cal,CV)=0924,0905 ./
l . n n n n n
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AONIR: MONITORIZACION

DEL PROCESO DE FERMENTACION

Buena discriminacion entre barras de pan:

* Baja fermentacion

* Punte-dptimo de fermentacion ’

* Sobre fermentada

.
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Control del proceso de
fermentacion.
(temperatura y humedad)

Reduccion de la cantidad
de levadura empleada en
la masa.
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Iker Garcia Esteban-Barcina
igarcia@aotech.es
+34 621.004.487
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